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1. AMAG:Hastane biinyesinde rontgen cihazlarinin kalibrasyon merkezi personeli tarafindan bakim ve
kalibrasyonunun yapilmasinin anlatiimasi
2. KAPSAM:Hastane bilinyesindeki rontgen cihazlarinin bakim ve kalibrasyonunu kapsar.
3. FAALIYET AKISI:
3.1. Temizlik
3.1.1. Bakim ve kalibrasyonu yapilacak cihazin temizligini kontrol et, eger cihaz temiz degil ise bakim ve
kalibrasyona baslamadan 6nce cihazi dezenfektan ile temizle.
3.2. Bakim
3.2.1. Giinliik Bakim
3.2.1.1. Hastane binyesindeki rontgen cihazlarinin ginlik bakimi, cihazlarin kullanici personeli
tarafindan yapilir.
3.2.1.2. Rontgen cihazinin genel temizligi yapilir.
3.2.1.3. Rontgen cihazinin genel calisma performansi kontrol edilir.
3.2.1.4. Rontgen cihazinda herhangi bir ariza tespit edilirse ariza islemi baslatilir.
3.2.2. Yillik Periyodik Bakim
3.2.2.1. Hastane biinyesindeki rontgen cihazlarinin yillik periyodik bakimi, cihazin bakim sézlesmesi
varsa ylklenici firmasi, bakim sozlesmesi yoksa tibbi cihaz bakim onarim ve kalibrasyon merkezi
personeli tarafindan yapilir.
3.2.2.2. Rontgen cihazinin genel temizligi yapilir.
3.2.2.3. Cihazin genel ¢alisma performansi kontrol edilir.
3.2.2.4. Cihazin bitin hareketli pargalarinin diizgiin olarak hareket ettiginden emin olunur.
3.2.2.5. Cihazin tum kilitleri kontrol edilir.
3.2.2.6. Cihazin tiim gosterge 1siklarinin diizglin ¢alisip calismadigi kontrol edilir.
3.2.2.7. Cihazda herhangi bir ariza tespit edilirse ariza islemi baslatilir.
3.3. Cihazlarin ortam kosullarina stabilizasyonu
3.3.1. Bakimi tamamlanan ve kalibrasyonda kullanilacak cihazlar ¢alisir durumda en az 10 dakika siire ile
bekletilir.
3.3.2. Bu siire; cihazlarin farkh ortam kosullarindan gelmesi halinde,uzatilarak stabilizasyon saglanir.
3.4. Testlerin Yapihsi
3.4.1. Isinlamanin Tekrarlanabilmesi ve Dogrusalligi Testi
Isinlamanin tekrarlanabilmesi testinde, ayni kVp, mA ve isinlama streleri kullanilarak birbirini izleyen
iIsinlamalarin tekrarlanma dogrulugu 6lcilir.lsinlamanin dogrusallig testinde, ayni mAs degerini veren mA
ve 1sinlama zamanlari karsilastirilmistir.Isinlardan korunmak igin kursun yelek, kursun levha kullanimina

hassasiyet gosterilmelidir.
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3.4.1.1. Odak noktasi-dedektor mesafesi 100cm olarak ayarlanir ve X-Isin demeti test aleti tizerinde
isaretli olan aktif 6lciim alanina gore kolime edilir. (Sekil 1)
3.4.1.2. Tekrarlanabilirlik testi icin 80 kVp de mAs degistirmeden ard arda 3 i1sinlama yapilarak denklem
1 den tekrarlanabilirlik hesabi yapilir.
3.4.1.3. Dogrusallik testi icin 80 kVp de mA ve 1sinlama zamaninin ayni mAs degerini verecek 3 farkli
kombinasyonu icin i1sinlama yapilarak denklem 2 den dogrusallik hesabi yapilir.
3.4.1.4. Isinlamanin dogrusalligi ve tekrarlanabilirligi testi icin kabul siniri, % 15 iyi, % 15-%25 arasi
normal, % 25 den blyik ise kabul edilemez degerlerdir.
3.4.2.Tup Gikisinin mA ile degisimi Testi:Bu test ile ayni kVp ve i1sinlama zamani igin 1sinlamalar yaparak
mA degerlerindeki degisimi inceleyerek verilen sinirlar arasinda olup olmadigi test edilmektedir. Isinlardan
korunmak icin kursun yelek, kursun levha kullanimina hassasiyet gosterilmelidir.
3.4.2.1. Odak noktasi-dedektor mesafesi 100cm olarak ayarlanir ve X-Isin demeti test aleti (izerinde
isaretli olan aktif 6lgiim alanina gore kolime edilir. (Sekil 1)
3.4.2.2. Sabit kVp ve isinlama zamani i¢in farkll mA degerlerinde i1sinlamalar yaparak tiip ¢ikisi 6lctlir.
Tip cikisi (UGy ort) - mA grafigi cikarilir ve denklem 2’den tlp ¢ikisinin dogrusalligi hesaplanir.
3.4.2.3. Bu test icin kabul siniri : 80 kVp 100 cm odak-film mesafesinde tiip ¢ikisi 43-52 uGy / mAs
arasinda ise iyi, 26-43 uGy / mAs ve 52-69 uGy / mAs arasinda ise normal, 26 PGy / mAs dan kigik ve
69 UGy / mAs dan blyik ise kabul edilemezdir. Dogrusallik icin %5 den kiiglik ise iyi, % 5 - %10 arasinda
ise normal, % 10 dan biiyik ise kabul edilemezdir.
3.4.3. Tup cikisinin kVp ile degisimi Testi:Bu test ile ayni mA ve isinlama zamani icin i1sinlamalar yaparak
farkli kVp degerlerinde tip gikisinin degisimini inceleyerek verilen sinirlar arasinda olup olmadigi test
edilmektedir. Isinlardan korunmak igin kursun yelek, kursun levha kullanimina hassasiyet gosterilmelidir.
3.4.3.1. Odak noktasi-dedektdr mesafesi 100cm olarak ayarlanir ve X-Isin demeti test aleti Gizerinde
isaretli olan aktif 6lciim alanina gore kolime edilir. (Sekil 1)
3.4.3.2. Sabit mA ve isinlama zamanlari i¢in farkli kVp degerlerinde 1sinlamalar yaparak Log(uGy/mAs) —
Log(kV) Grafigi cizilerek grafigin egimi hesaplanir.
3.4.3.3. Bu test icin kabul siniri, egim degeri (n) 2-2.2 arasinda ise iyi, 1.7-2 ve 2.2-2.5 arasinda ise
normal, 1.7 den kiiclik ve 2.5 den bulyik ise kabul edilemezdir.
3.4.4. Tiip kVp Testi: Bu test ile tlip kVp degerleri 6lglilerek, kVp deki dalgalanmalar
degerlendirilmektedir. Isinlardan korunmak i¢in kursun yelek, kursun levha kullanimina hassasiyet
gosterilmelidir.
3.4.4.1. Odak noktasi-dedektér mesafesi 100cm olarak ayarlanir ve X-Isin demeti test aleti Gizerinde
isaretli olan aktif 6lciim alanina gore kolime edilir. (Sekil 1)

3.4.4.2. Farkh kVp degerleri icin 3 er kez 6lglim alinarak denklem 6 dan kVp deki sapma hesaplanir.
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3.4.4.3. Bu test icin kabul siniri, 6l¢lilen kVp nin ayarlanan kVp den sapma miktari (% dogruluk) +%5
ten kigukse iyi, sapma miktari £%5 ten bliylk +%10 dan kiglkse kabul sinirlari icerisindedir.Sapma
miktari £%10 dan bliylkse kabul sinirlari disindadir.KvP deki sapma +£10 ya da ayarlanan degerin +%10
unu gecmemelidir.
3.4.5. Tip Cikisinin Isinlama Zamani ile Degisimi Testi:Bu test ile ayni kVp ve mA degerleri igin, farkl
iIsinlama zamanlarinda i1sinlama yaparak tip cikisi 6l¢llir. Isinlardan korunmak igin kursun yelek, kursun
levha kullanimina hassasiyet gosterilmelidir.
3.4.5.1. Odak noktasi-dedektér mesafesi 100cm olarak ayarlanir ve X-lsin  demeti
test aleti lizerinde isaretli olan aktif 6l¢lim alanina gore kolime edilir. (Sekil 1)
3.4.5.2. Sabit kVp ve mA icin, farkli 1sinlama zamanlarinda isinlamalar yaparak tip c¢ikisi 6lctlir. Tlp
cikist (UGy) — 1sinlama zamani (ms) grafigi cizilir. Denklem 2 den tiip gikisinin dogrusalligl hesaplanir.
3.4.5.3. Bu test icin kabul siniri : 80 kVp 100 cm odak-film mesafesinde tup ¢ikisi 43-52 uGy / mAs
arasinda ise iyi, 26-43 uGy / mAs ve 52-69 uGy / mAs arasinda ise normal, 26 uGy / mAs dan kiicik ve
69 UGy / mAs dan bliylk ise kabul edilemezdir. Dogrusallik igin %5 den kiglk ise iyi, % 5 - %10 arasinda
ise normal, % 10 dan biiyik ise kabul edilemezdir.
3.4.6. Isinlama Zamani Dogrulugu Testi:Bu test ile X-i1sin tlplnin 1sinlama zamani 6l¢tlmekte, tekrarlama
ve dogrulugu degerlendiriimektedir. Isinlardan korunmak icin kursun yelek, kursun levha kullanimina
hassasiyet gosterilmelidir.
3.4.6.1. Odak noktasi- dedektor mesafesi 100 cm olarak ayarlanir ve X-lsin demeti
Test aleti Gzerinde isaretli olan aktif 6lcim alanina gore kolime edilir. (Sekil 1)
3.4.6.2. Farkh i1sinlama zamanlarinda 3 er kez dlgimler alarak denklem 4 den Isinlama zamaninin
dogrulugu hesaplanir.
3.4.6.3. Bu test icin kabul siniri:10ms’den biiyiik 1sinlama zamanlari igin, 6lglilen isinlama zamanlari ile
kurulan 1sinlama zamanlari arasindaki fark +%5 siniri icerisinde olmalidir. Isinlama zamaninin
tekrarlanabilirligi 0,95-1,05 araliginda olmalidir.Isinlama zamanindaki sapma; 0,1 s’ den biiyik 1sinlama
sureleri icin ayarlanan degerin £%10’ undan fazla olmamal, 0,1 s’ den kiiglik 1sinlama sireleri igin £2
ms ya da %15’ den biyik olmamalidir.
3.4.7. Filtrasyon ve Yarideger Kalinhgi Testi: Bu test ile X-Isin cihazinin yari kalinlik degeri (HVL) ve
filtrasyonu belirlenmektedir.
3.4.7.1. Odak noktasi- dedektér mesafesi 100 cm olarak ayarlanir ve X-Isin demeti
Test aleti Gzerinde isaretli olan aktif 6lciim alanina gore kolime edilir. (Sekil 1)

3.4.7.2. Cihazi 80 kVp de i1sinlama yapilarak test cihazi tGizerinden HVL 6l¢ulir.
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3.4.7.3. Bu test icin kabul siniri : 80 kVp ve 100 cm odak - dedektor mesafesinde isinlamanin yariya
disttga Al kalinligi sonucunda bulunan toplam filtrasyon degeri 2,5 — 3,5 mmAl arasinda olmaldir. 2,5

mmAl’den az ve 3,5 mmAl'den biydk filtrasyon degerleri kabul edilmez.
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